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Układy sc:ale>ne, analogowe 3375-39.02 
MlKROUKlADY Stabilizatory napięcia 

$CALONE 
" 

Ul 1550L-I, UL 1550L-1I - , 

• UL 1550L-U1 ' ' 

I 
Grupa katalogowa 1925 

, -

K Przedmiot normy. ,Przedmiolem normy sę szczeg6ło­

we wymagania dotyczęce monolitycznych , bipolarnych ana­

logowych układów scalonych typu UL 1550L-I, UL 1550L-II \ 

(UL 1550L.'" pełn/,cych funkcję s!abilizatorów napię~ia, 

pr zeznaczonych do pr acy w 'e I ek troni cznych ur z{ldzej,i ach 

powszechnego u:t:ytku i urz{ldzeniach wymagaj{lcych zasto­

sowania układów.o ,,\,ysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

Kategoria klimatyczna _ wg PN-73/E-04550 - dla układów: 

~ 

2. 

a) 

b) 

c) 

Pr z~kł ad oznaczeni a !!kł adów: 

stanąardowych 

U~AD SCALONY ANALOGOWY UL 1550L-1 

BN-81/3375-39.02 

wysokiej jakości 

UKLAD SCALONY ANALOGOWY UL 1550L-I/3 

BN-81/3375-39.02 

bardzo wysokiej jakości 

- standardowych (poziom jakości I) - 25/070/21, 

.:. wysokiej jakości (poziom jakości 1/1) _ 25/070/56 , 

• bardzo wysokiej, jakości (poziomjakoścl IV) 25/ 

070/56. 

Układ scalony 2 stopnia (IS2) - wg PN-78!T -01615. 

Schemat elektryczny układ~ - wg rys. ,. 

L-___ -'-_--J---------,-~/ 

Rys. ,. Schemat elektryczny układu 

r 
_~t 

c;ł" -..... - -

A 

UKLAD SCALONY ANALOGOWY UL 1550l-lI~ 

BN-81/3375-39.02 

3. Cechowanie układów ' powinno zawierać nas tępuj{lce 

dane: 

a) znak lub nazwę producenta, 

b) oznaczenie typu, 

c) oznaczel2ie wyprowadzeń w układzie wg P. 4, 

d) datę produkcji dla wyrobów maj{lcych nadany znak ja- ' 

kości Q. 

Ponadto układy wysokiej jakości powinny być znakowane 

cyfrę 3 , a układy bardzo wysokiej jakości cyfr, 4 umiesz­

czon{l po oznaczeniu typu. 

4. Wymi ary i oznaczenie wyprowadzeń układów wg 

rys. 2 i- tabl. L Oznaczenie obudowy stosowane przez p';'o.. 

ducenta - CE 12. 

Katoda stabi li zator a jest połęczona galwanicznie z obu_ 

dowę układu. 

. 
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18N=Wm5 59.02-#1 , 

F 

Rys. 2. Obudowa CE' 12 

Zgłolzona przez Naukowo-Produ~~yjne tenłrum Półprzewodników 
Ultanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów I Materiałów 8.kłronicznych 

UNITRA·ElEKTRON dnia 30 , lilłopada 1981 r. jako norma obowiqzujqca od dnia 1 lipca 1982 r. 
'( , ' 

(Dz. Norm. I Mior nr 1/1982 poz. 2) 

' WYOAWNIC1WA NORMALIZACYJNE 1982. Druk. Wyd, Nor", W-wa. Ark_ ...,... 0,55 Nakł.2100+ 55Zam, 395182 
, . Cena &/.8.00 
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'$ymbol 
wymiaru 

Wymiary wrnm 
" 

!<fI w 
stopniach 

min nom max 

4,32 5,53 

2,54 

0,407 ' 0,508 

s, :n ~,84 ,- '. 
4,53 4,95 

F - l, 01 

5, 8adania w grupie A. 8, C i O - wg 8)\j-81/3375_39, 00 

, p, S, 1, 

6, Wymagani,a szczegÓłowe do badań grupy A. 8, C i O: 

a) , sprawdzenie parametrów elektrycznych - wg tabl, 2, ' 

'b) s 'prawdzenie odporności na naratenia elektryczne 

wg rys, 3, 

c) masa wyrobu - 0,3 g, 

d) zakres tempęratury otoczeni a w czasie pracy 
' o ' o 

f 

~bol 
wymIaru 

h 

j 

k 

CI 

.- - , 'l ' l' rw ' ; ; ~ FP'n ' _ I"", 1''1 lT'? " UM 

G, 13 0,76 

0,92 l, ,16 

0.51 1,21 , 

12,7 

4S 

-
1-9 mA 

Vcc 

R 
r--, - , 

IlN-81733ZH$.Uz-31 

tamb m i n - -25 C. tamo max - 70 C, 

e -) zakr~stemperatury przec;:howywani a tslg mi ń - Rys, 3, Schemat ,elektryczny układu pomi arowego do ba_ 
o dania odporności na naratenia elektryczne 

_40 oC. tslg, max = 125 oC, _ 
" 

f) wartość AQL w pOdgrupie C6 - 2,5 (poziom Jakośdl), 7, Pozostałe postanowienia - wg 8N-Sl/3375-39, 00, 

Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy A, 8, C i O , 
o -- , 

Oznaczenie Metoda pomi aru Wartości graniczne 
Warunki pomiaru Podgrupa bó3dań Jednostka parametru wg 

min max 

1 2 3 4 S 6 7 
./ 

86, C2 1) CS, 
I 30 33 ' , 

~ ' C6, C7, CS, 01 
V II 31, 35 

, . 1 - S mA Z 
, 

III 33 36 U; 8N-77/3375-26, 14 
. 

t"m'b 
_ 25 Oc . I 31 32,2 

AZ 81, 83, 84, , , 
, . 85, C l, C21) V , II 31, S 34,'2 , , 

C4, C9 
III . 33,S 35 

. c ' . . 86, C5, C6, C7, . n 30 
lZ - S mA -

C8, 01, . 
P~-7 5/T. -o 1504,66 f - l kHz 

TZ , o AZ, 81, 83, 84, 
tamb - 25 C 

C21) 85, CI, a - 25 , , 
, ' -C4, C9 . . 

86, es, C6, C7, 10-4 
: 

lZ - S mA , 
CS, ejl 

l/deg, -l, S 1 

• , 
, 

8N-77/3375-26,15 
o o 

Ul/Z 
, 

10 C~ tumo~ 50 C AZ, 81, 83, 84, o 
• ) .. - dopuszczalny błłid C2 1) l/deg' 10-4 

85, Ct, o -1 0,.5 
~,2S ,. 'C4, C9 

" 

1) Wartości paremetru diasprawdzenla parametrów elektl'ycznych, , , ' ". 

K O N ItĘ C 

'\nforma.Ję ' ,~odatkowe 
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Wartości 
., 

Jad- . 
,Lp. 

cenie 
Na:z.wa par·amelru dopunc_In.' nos t.;. 

1.:""",," y zwl,_ne 

....... "'~04550 Wyrobyelektrotechnlc·zne. Próby środo­
wiskowe 

fi'No;75/T-01504.66 Stabllistory. Pomiar rezysta1'lCji ctY­
"1'tMłle.zneJ T

Z 

f>N-78LT -O 1615 Mlkrouk~adyscalone. O!fÓtne wymagania 

I ba~anla 

8N..77 /3375-26. 14 Analogowe układy scalone. Stabi li za­

tory naPltcia. Pomiar napięcia stabilizacji Uz 
$N-77/3375-26.15 Analogowe uk!ady scalone. Stabiliza-

, ' 
. tory napl,cla . . Pomlar temperaturowego wsp6łcżynni';' 

·.k1l napl,cla stabilizacji 'cC
UZ 

ł!lN.-81/3375-39.00 Układy scalone analogowe. Wymagania 

I 'badanla 

3, Symbol wg KTM 

UL 1550L-1 ..; 1156313101018, 

QL 1550L-1I - '1156313101020, 

-UL 1550L-III- 1156313101033. 

4, Wartości dopuszczafne - wg tabl. I-I rys. I-I. 

-

l 

I 

. 2 

3 

4 
, 

5 

par a-
metru kil 

min m.ex " 
, 

. 

2 3 - 4 5 6 
" 

I maksymalny pr~d . 
Zmax stabi Ij'zacji wg rys. I-I 

~amb tel'riperatur·a otocze- Oc 
ni a wczasie pracy -25 +70 

.. 
tUg temperatura,prze_ Oc 

chowywania -40 +125 

R'
thi

_
a rezystancja ter-

. 
" 

°C/W 
. 

. mi'czna zł~cze_ oto_ - 400 . \ 

czenie 

Rthi~c rezystancja ter_ 
mi czna złęcze-obu- 0c/w - 15'0 . 
dowa 

, 

-i,\ 
_l --r-- I "\ .. . ~ I Q~ , . . 

......... "'. I . ~~ ..1 

· 10 

~ ~~" ~Q - [ 

I . 
Qq:' ;; 

~o ~ I ~ 

l " ~ o 50 tOO tamb' ("C) 

IstHf/331S 39.02+11 

Rys. l-l. Wykres maksymalnego prędu stabili zacji Iz 
d 'I max o temperatury otoczeni a t mb; " = fet , 

a Z max amb} 

5, pane charakterystyczne - wg tabl. 1-2 oraz rys . 1-2 , Katoda stabilizatora jest poł~czona galwanicz.~e z obu­

dowę układu. ł 1-3. 

Tablica 1-2 

Oznaczenie Wartości paremeir6w 
1.;;P. Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka 

parametru min typ max , .. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

. I l 31 ... - '32,2 

l Uz napl,cie stabi li zacji 
lz = 5 mA 

o V II 31, 8 - 34,2 
'. 

tamb = 25 C . 
'. /I, 33,8 - 35 

, 
lz .;. 5mA 

2 T
Z 

rezystancja 'dynłll1"lczna n - 10 25 
f - 1 kHz , 

. o tamb m 25 C 

... 
· 1 = 5 mA 

temperaturowy wsp6łczyn_ 
Z 

o o l/deg. 10-4 
-1 0,5 : .. 3 nik napięci a stabl hl zacji t O C = ta",b - 50 C -

«UZ . 
. dopuszczalny bł{ld .. 

' ~25 " - , . . 
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AUz 
(mV) 

60 

!JJ 

O 

.J3Q 

-IJO 

o 

'\~ .. 

'\ 

~ ,~~ , . , 
~ ~ '/ ,. 

lz-j mA 
I 

20 

, .. 

rt\~"" . . \~' 
\;fo,(\ 

l/ 
IP' . 

K '" Krzywa . 
tijpowa-, . 

.' '\. 
~ , 

40 

. Ry. • . 1-2. Charakterystyka przyrostu napl,cl a stabUl zacJI 

. Vz "'itfunkcJI temperatury otoczenia ~amb; Vz - !(tamb) 

f: 
) (Ji 

20 

f O 

j 

2 

o 

, ~ 

3 

'" f'... 
~ r-..... ~ 

, 

6 9 12 /z (mA'. 

. 1.8-·Vi"5-p.dl~I~11 

Rys • . 1-3. Charakterystyka rezystancji dynlmlczneJ 12 : . 
funkcji pr,du Iz; TZ - !(Iz) 

.. 


